TEST GELISTIRMEDE YENI YAKLASIMLAR:

ORTUK OZELLIKLER KURAMI-TEMEL
OZELLIKLERI VARSAYIMLARI, MODELLER VE
- SINIRLILIKLARI | -

Niikhet CIKRIKCI-DEMIRTASLI* -

Bu yazida, Psikometri alaninda test ve olgek gelistirme galigmalari-
nin biiyiik bir kisminn kuramsal dayanagim olusturan Klasik Test Kura-
mina alternatif olarak gelistirilen ve 80'li-yillardan itibaren tizerinde yapi-
lan ¢alisma sayisinin artti1, diger bir test kurami olan Oztiitk Ozellikler
Kurami (Latent Traits Theory) iizerinde durulmaktadir. Bu gergevede,
Kuramin temel dzellikleri, varsayimlar: ve modelleri ile sinirhiliklar: ve
{ilkemizde bu kuramla yapilmig aragtirmalar ele alinmaktadir.

Herhangi bir psikoloji kuramu igin temel sorun, verilen bir davramg
evreni iginde, kritik 6nemi olan psikolojik dzelliklerin gozlenebilir bir bi-
¢imde ortaya konmasi ve tanimlanmasidir. Ortiik 6zelliklerle ilgili bir test
" kuram ise, bireyin davramigimi, “treyler” (tratis) adi verilen psikolojik
ozellikleri tammlama yoluyla, belli bir dereceye kadar agiklanabilecegini,
bu psikolojik dzelliklerin (dogrudan gozleyemedigimiz, bagska davramglar -
aracilig1 ile hakkinda ¢ikarsamalar yaptigimiz, yetenek basari, kisilik, ilgi
biciminde 6rneklendirilebilecegimiz, bireylere dzgli dzelliklerin birinde,
bireyin yerinin puan olarak kestirilebilecegi ve sonrada, benzer kogullarda
bireyin davramigint agiklamak ve yordamak iizere elde edilen sayisal de-
gerlerin, kullanilabilecegini farzeder (Lord ve Novick, 1968). '

- Ortitk 6zellikler kuramui (Latent Traits Theory) veya Madde-Cevap
Kurami (Item-Response Theory) olarak da adlandirilan bu 6lgme kurami,
klasik test kuraminda yaganan sinirliliklara alternatif olarak gelistirilen
bir 6l¢me kuramudir. Ozellikle, klasik test kuramina dayal: test geligtirme
ve uygulamasinda elde edilen, madde ve test istatistiklerinin, testin uygu-
landig1 grubun yetenek diizeyine gore degismesi, alternatif kuram arayig-

* Arag. Gor., Dr. Egitimde Psikolojik Hizmetler Béliimii Olgme Degierlendirme
Anabilim dakh.
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larina yol agan dnemli bir sinirlilik olmustur. Ortiik 6zellikler kurami, bi-
reyin testle dlgiildiigiinti diigtiniilen gozlenemeyen psikolojik 6zellikleri
(yetenek) ile bireyin o testle gosterdigi cevaplama edimi arasindaki dog-
rusal iligkiyi ortaya koymaya calisir (Hambleton ve dig., 1978; Gustafs-
son, 1980; Hambleton ve Swaminathan, 1985; Hambleton, 1989). Bir
bagka deyisle kuram, bir cevaplayicinin bir maddeye -dogru cevap verme
olasilifim gosterecek olan madde ozellikleriyle, cevaplayicilarin yetenek
diizeyinin (pskolojik 6zellik) birlikte ele alinmasinda, matematiksel esit-
liklerin kullanimi 6ngorerek, iki 6zellik arasindaki iliskiyi, klasik kuram-
dan farkl olarak, matematiksel bigimde isevuruklagtirmay: amaglar (Gus-
tafsson, 1988; Wilcox, 1988). Bu baglamda “ortiik ozellik” kavramu,
yukarida sozii edilen iki degisken arasindaki dogrusal iligkiyi matematik-
sel esitliklerle tanimladif i¢in, istatiksel bir yapiya génderme yapar. Bu
gergevede oOrtiik ozellik kavramu, bireysel farkliliklarin ortaya ¢ikisinda
bagl bagina bir kavram olarak ele alinmamaktadir. (Anastasi, 1988).

- Kuramin, Klasik Test Kuramindan en onemli farkli yonii, test mad-
delirinin &zelliklerini veren madde parametreleri kestirimlerinin bir ce-
vapliyict grubundan digerine defismemesi (sample free measurement);
cevaplayiciya ait yetenek parametrelerini kestirimlerinin, bir grup madde
ornekleminden digerine degismeden (item free measurement) kalmasidir.
[(Lord ve Novick, 1968; Hambleton ve dig., 1978; Crocker ve Algina,
1986; Gustafsson, 1988; Hambleton, 1989). Buna karsilik klasik test ku-
raminda, bu y6nde yasanan sorunun 6ziinde, gozlenen puan, x’in (veya
gercek puan T'nin), birimlerinin aralikli bir 6lgek iizerinde yer almamasi-
dir. T puam (0,n) aralifinda ve belli bir test igin tanimlanmgtir. (Hamble-
ton ve dig., 1978; Douglas, 1988). Bir cevaplayicinin T puani, aym yete-
negin Olgiisti, paralel olmayan &lgmeler boyunca degisecektir. Ote
yandan, bir cevaplayicinin (8) yetenegi, tek bir yetenegin olgiisii olan bir
“madde havuzu” veya “madde evreni” igin tammlanmistir, Kuramda,
belli bir madde 6rneklemindeki cevaplayici edimini, genis bir madde &r--
neklemi i¢in tammlanmig yetenek 6lgegine déniistiirmek her zaman miim-
kiindiir. Boylece bir cevaplayici, bir madde havuzundan -alinan herhangi
bir madde Orneklemi (test) igin farkli gercek puanlar almis iken, her
madde &rnekleminde, farkli test puanlari alacak, ancak, her madde 6rnek-

leminden beklenen cevaplayici yeténegin (8) kestirimi ayni olacaktir.

Bu ¢ergevede, bir psikolojik 6zellik olarak, “yetenek”™ () kavram bu
kuramda, ¢ogunlukla esit aralikli birimleri olan, bir 6lgegi dngériir. Ortiik
.ozellikler kurarmndaki ortiik degigken, 0 (yetenek), (+o, -) araliginda
tammh ve stireklidir. Bu aralik i¢inde, olas1 biitiin degerleri alir. Bu bag-
lamda, klasik test kuramindaki T puam ile Ortiik dzelliklerdeki 0, ortiik -
degisken ol¢iisii olarak, ayn1 yetenegi farkh Slgeklerde temsil ederler. Or-

tiirk Ozellikler Kuramindaki degismez (invariance) parametre degerleri-
nin elde edilmesi igin, segilen ortiik dzellikler modeli ile veriler arasinda
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bir uygunlugun (fitting) olmasi, kurammn temel varsayimlarimn kargilan-

mas! gerekir. Bu kuramda yapilan 6lgekleme ¢alismalarinda, tiim (comp-

lete) ortiik uzay, 6lgme hatasi kavramini da igerecek bigimde tanimlan-
" mugtir: (Lord ve Novick, 1968; Hambleton ve Swaminathan, 1985). -

A.Temel Vafsaynnlan

Kuramin herhéngi Eir yetenek Ol¢timiinden elde edilen verilere uygu-
lanmasinda ve kuranmun iddialari gercevesinde madde ve yetenek kestir-
melerinin elde edilebilmesi i¢in, ii¢ varsayimin karsilanmasi gerekir.

- Olgiilen psikolojik 6zelligin tek boyutlu olmas1 (unidimensionality)
- Olgiilen psikolojik 6zelligin evrende normal dagihim gostermesi
- Maddelere Verilén cevaplarin yerel bagimsizlif1 (local indepence)

bu cergevede kuramin, en énemli varsayimlan tek boyutluluk (unidi-
mensionality), yerel bagimsizlik (local indepence) ve madde-test karakte-
ristik egrileridir (item/test-characteristic curve). Asagida bu boyutlar ana -
hatlari ile tanmmlanmusgtir. '

1. Tekboyutluluk (Unidimensionality)

‘k’sayida psikolojik dzellik ve n sayida madde diisiinelim. Bu psiko-
lojik dzelliklerin her birinin, bireyin n sayidaki test maddesinden en az bi-
rinde gosterdigi cevaplama davramgin etkiledigi varsayildiginda, bu psi-
kolojik 6zelliklere 6rtiik 6zellikler (latent traits) veya ortilk degiskenler
(latent variables) adi verilir. Sonra, bu k’ boyutlu uzayda, tiim cevaplayici
evrenin n sayida madde ile kargilagtigini ve her maddenin her cevaplayi-
ctya bir kez uygulandigini, belli bir 6 (yetenek) degeri igin cevaplayicilar-
dan madde puanlarimin cevaplarina ait puanlarin kogullu dagilimu, tiim ce-
vaplayict evrenleri i¢in aymi ise, bireylerin testle olgiilen yeteneklerinin
tek boyutlu oldugu varsayilir, Buvarsayim da, kuramin 6n gordiigii “tek
boyutluluk” varsaymmudir. (Lord ve Novick, 1968 s:358-359; Hambleton
ve Swaminathan, 1985 s:25). '

Kuskusuz bu varsayim, psikolojik Sl¢timlerde tam olarak kargilan-
maz. Ciinkii test uygulamas: sirasinda, testteki edimi etkileyebilecek ge-
sitli biligsel (akademik bagari, dnceki 6grenmeler, genel yetenek diizeyi),
duyussal dzellikler (ilgi, tutum) ve kaygi, heyecan, fizyolojik bir rahatsiz-
l1g1n olup olmamas: ve en dnemlisi Sl¢iilen psikolojik 6zelligin tanmimlan-
masindan gelen sorunlar olabilir (Hambleton ve Swaminathan, 1985),
Ancak, burada test edimini “basat” olarak etkileyebilecek faktdr gézonii-
ne alinmaktadir. Bu da testle dlgiilen “yetenektir/psikolojik ozelliktir.”
Tekboyutlu test geligtirme veya bir testin tek boyutlugunu incelemede,
baz1 yontemlerden sozedilir. Bunlardan biri,.“Lumsden yontemi” olarak
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bilinen, fakt6r analizine dayali, tekboyutlu test gelistirmeye yarayan bir
yontemdir. (Gustafsson, 1980; Hamleton ve Swaminathan, 1985 s: 18-
19). Tekboyutlulugu belirlemede ikinci bir yol, kesikli iki degisken ara-
sindaki iligkinin 6lgiisiinii veren Tetrakorik Korelasyon katsayilarinin he-
saplanmasidir. Maddelerin tekboyutlulugu igin yeterli kosul, madddelera-
rast Tetrakorik Korelasyon katsayisi matrisinin tek bir faktére sahip
olmasidir (Hambleton ve Swaminathan, 1985 s:19),

2, Yerel Bagimsizhik (Local Indépence)

Yerelrbaglmsuhk,testle Olgiilen yetenek, tekboyuﬂu oldugunda, ayn

0 yetenek degerlerine sahip bir cevaplayici evreninde madde puanlarinin
sarth dagiliminin birbirinden bagimsiz olmasidir (Lord veNovick, 1968
Hambleton ve dig. 1978; Hambleton ve Swaminathan, 1985). Buna gére,
yerel bagimsizlik, bir cevaplayicimn bir maddeye dogru cevap verme ola-
siliginin testteki difer maddelere verecegi cevaplardan etkilenmeyecegini
ifade eder (Crocker ve Algina, 1986). Yani, bir maddeye bir maddeye ve-
rilen dogru veya yanl bir cevabin bagka bir maddeye verilen cevabi etki- -
lememesi o maddeye verilen cevabin yerel bagimsiz oldugunu gosterir
“(Hambleton ve Swaminathan, 19853, 1985). '

Yerel bagimsizlik varsayimi, tekboyutluluk varsayimu ile paraleldir.
Bu paralellikten dolayi, yerel bagimsizlifin test edilmesinde de faktor
~ analizi teknikleri kullamimaktadir. Faktor analizi yontemlerinden baska,
Lord, x* tekniginden de yararlanmay1 énermigtir. Buna gére, giderek aza-
lan standard sapma degerlerine gore, dar araliklarda kalan yetenek grupla-
rindaki cevaplar her madde ¢ifti i¢in ele alinarak, madde puanlarinin ba-
gimsizlifinin bir Olglisii olarak x”istatistigi hesaplanarak, manidarlig1 test
edilir. (Hambleton ve Swaminathan, 1985 s:24). Bu siireg cevaplayicilar: .
0 yetenek olgeginde farkli bolgelere yerlestirinceye kadar devam eder.

" 3. Madde Karakteristik Egrisi (Item Characteristic Curve)

Madde puaninin, © yetenek olgegi tizerinde regrasyonuna “madde
karakteristik foksiyonu" (MKF), bu fonksiyona ait egriye de “madde ka-
rakteristik egrisi" (MKE) ad1 verilir (Lord ve Novick, 1968). Bu matema- -
tiksel fonksiyon, o yetenek diizeyindeki cevaplayicilarin, herhangi bir test
maddesinde, bagarili olma olasiliklarim verir. Bir cevaplayicinm bir mad-
deye dogru cevap verme olasilif1, sadece o maddenin MKE’sinin bigimi-
ne baglidir. Bdylece ilgilenilen cevaplayici evreninde, cevaplayic: yete-
nek dagilim evrenden bagimsizdir. Buna gore, bir cevaplayicinin, bir
maddeye cevap verme olasilif1, aym yetenek diizeyinde bagka kag tane
cevaplayici olduguna bagh degildir. Bir bagka deyisle, MKE’sinin bigimi
cevaplayici evrenindeki - yetene§in - dagilimina dayali degildir. Bu,
MKe’sinin degismezlik 6zelligi ve bu egriyi tanimlayan parametrelerin
de gruptan gruba degismezligini getirir (Hambleton ve dig., 1978). Sekil
1I'de 3 parametreli lojistik modele ait bir madde karakteristik 6rnegi veril-
mistir. ’
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Sekil 1: Madde Karakteristik Egrisi
B. Ortiik f)zellikler Kuramimda Modeller

Ortiik 6zellikler kuraminda, egitimsel ve psikolojik tést verilerinin
analizinde kullanilan modeller, gézlenen parametrelerle (test maddesine
verilen cevap), gozlenemeyen parametreler (6l¢gme konusu olan psikolo-
jik ozellik) arasindaki iligkiyi tainimalayan olasilik modelleridir. Burada
sozii edilen olasilik boyutu, modelin matemetiksel formunun getirdigi bir

~ boyuttur. Ancak, (Douglas, 1988). Kuramdaki her model:

1- Cevaplayicimim maddedeki edimi ile ps‘ikolojik Ozellik (yetenek)
arasindaki iligkiyi veren matematiksel bir esitlikten,

" 2- Ortiik Szellikler kuram: cercevesinde belirleﬁmj§, tanimlanmig
temel varsayimlardan olugur (Hambleton ve Swaminathan, 1985).

Kuramin ilk ortaya konusu ile birlikte iizerinde ¢aligilmaya baglan-
masindan bu yana, gecen zaman iginde, sayilari giderek artan gesitli mo-
deller gelistirilmigtir. Modeller, dnceleri gelistiricisinin adiyla amlirken,
(Rasch Model, Samejima Derecelendirilmis Model gibi) bu durum bazi
kanisikliklara (ayni kiginin birden fazla modele katikis1 olma durumunda
yaganan sorunlar) sebeb olmus, sonralar ise, modelin matematiksel fonk-
siyonu esas alinarak isimlendirme (Normal Ogive Model, Lojistik Model
gibi) yapilmstir. ‘ ’

Bu noktada “model” teriminden ne kastedildigini agﬂdarhak yararl
olacaktir. Model, belli bir psikolojik 6zelligin 6l¢tilmesinde, bir test mad-
desine verilen cevaplarin dagiimunin, kosullu olasiligt veya o maddeye
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ve yetenek kestirimlerinde, bu kestirimlerle parametreleri arasindaki ko-
relasyon, madde sayisinin az oldugu kogullarda bile yliksek bulunmugtur.
Madde kestirimlerindeki yanliligin ihmal edilebilir diizeyde oldugu, mo-
delin bu ihlallere kars1 giiclii (robust) kaldi§i, 6te yandan, sans hatasinin
parametre degerlerindeki yayilimu kiigiilttiigii, dolayisiyla da modelin, -
¢i=0 varsayiminin ihlal edilmesinden daha fazla etkilendigi belirtilmekte-
dir (Dinero ve Hertel, 1977; Viver, 1986; Davison ve Chen, 1991).Ayrica
Rasch modelinin, 6rneklemden bagimsiz madde parametreleri, maddeler-
den bagimsiz yetenek parametreleri vermede basarisiz oldugu yoniinde
tartigmalar da vardir (Chaplin, 1976 ve Wood, 1976: Ad1 gegen kaynak;
Kline, 1986; 1986). Bunun yaninda, Rasch modeli farkli 6rheklem biiyiik- .
liiklerinde ¢aligildifinda, 6zellikle kiiciik 6rneklemlerde (n<200), 2PL ve
3PL modele gore daha kullamigh bulunmugtur (Wright, 1977; Whitley,
1977; Lord 1983; Vijver, 1986; Henning, 1989). Modelin kiigiik 6mek-
lemlerdeki kullanilighig1, kestirim iglemlerinin daha az bilgi gerektirmesi
ve iglemlerin az zaman almasi yiiziinden aragtirmalarda sik¢a kullanil-
maktadir, , : :

b) 2 Parametreli Lojistik Model (2PL)

: Birnbaum (1968), tarafindan 6nerilen bu modélde, madde karakteris-
- tik egrisi, 2 parametreli lojistik dagilim fonksiyonudur. Modelin esitlii,

FORMUL 3 FILM OLARAK GIRECEK

- bigimindedir. Bu modelde, 2 parametreli normal ogive egrisi yerine One-
rilen, lojistik dagilimlarin en 6nemli avantaji, bu dagilimlara ait egrilerin
daha kolay caligilabilir ve daha uygun (tractable) olmalaridir. Pi (), bi,
ai, ve O esasen normal ogive modelindeki anlama sahigtir. D sabiti bir
Olgme faktoriidiir, D=1.7 oldugunda ve bu gosterildi§inde, Pi(0) yetenek
degerleri, 2p normal tipik Ozelligi, ai ve bi parametrelerini 2 Parametreli
model cercevesinde kestirmesi, sans parametresini igleme koymasidir.
(Hambleton ve dig., 1978; Hambleton ve Swaminathan, 1986; Crocker ve
Algina, 1985). ' - '

¢) 3 Parametreli Lojistik Model (3PL)

3 PL model, 2PL modelde, ci, sans parametresi notasyonu eklenme-
siyle ortaya ¢ikmugtir. 3 PL modelin esitligi asagidaki gibidir:
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Esitlikte yeralan alan sembollerinin anlamlar dnceki modellerdeki
anlami tasirken onlardan farkh olarak, ci, sans parametresi tanimlanmig-
tir. ¢i parametresi, madde cevap egrisi ile x ekseni arasindaki uzakliktir
ve diigiik yetenekli cevaplayicilarm i maddesini sansla dogru cevaplama
olastligim gosterir, Modelde, ci parametresinin bulunma amaci, yetenek
dlgeginin en alt ucunda, madde karakteristik egrilerinin modelle uyusma- -
mas1 (misfitting) duramunda, bu faktoriin, diger faktorler arasmnda, test
edimini etkileyen bir faktdr olarak kontrol altinda tutulmak istenmesidir
(Lord ve Novick, 1968; Hambleton ve dig., 1978; Crocker ve Algina,
1985). 3 PL model, diger iki modele gore, kestirim isleminde daha ¢ok
bilgi kullanir, iglemler daha uzun, karmagik ve zaman alicidir,

Ulkemizde Ortiik Kuramn ile ilgili Yapilms Ara§tlrmalar :

Ulkemizde, Ortiik Ozellikler kurami konusuyla ilgili aragtiramalarin
gecmisi eski olmamakla birlik, son yillarda bu konuda yapilan arastirma
sayisinda bir arti gozlenmektedir. Bu konuda iilkemizde yapilan ilk arag-
tirmada (Baykul, 1979), klasik test kurami ve 3 PL modele gore, bir ma-
tematiksel yetenek testi igin, kestirilen madde degerleri, testin gecerlilik
ve giivenirliligini saglama bakimindan karsilagtirilmug, 3 PL daha kararli
dlgme sonuglar verdigi saptanmusgtir.

Universite dgrenci segme sinavlarinda kullamlan testlerde, objektif
dlgmeyi saglama ve artirmada Rasch modelinin katkisi, klasik test kura-
muyla kargilagtirilarak bir aragtirma gergevesinde incelenmigtir (Berberog-
lu, 1988). Bu aragtirmann bulgular1, Rasch modeline dayal1 kestirimlerin
segme testleriyle yapilan dlgmelerdeki objektifligi sagladigini, bu kestir-
melerin hesaplanan gegerlilik ve giivenirlilik katsayilarinun, Klasik ku-
ramdaki istatistiklerden hesaplanana gore daha yiiksek oldugunu goster-
migtir. SR .

Diger yandan, Gelbal (1994) tarafindan yapilan aragtirma ise, yine
segme amactyla kullamilan iki testin Klasik Test Kurami ve Rasch Mode-
line gore hesaplanan giicliik degerleri arasindaki iliski yiiksek bulunmusg-
tur. Buna gore de, iki kuram gergevesinde kestirilen madde giiclik deger-
lerinin onemli derecede farkli olmadiklari, bu yaklagimlardan elde edilen
madde giicliik degerlerinin birbirlerinin yerine kullaniimasinin fark yarat-
mayacag1 bulgusuna ulagilmagtir.

Demirtagh-Cikrikg1 (1995) tarafindan yapilan aragtirmada, bir genel
yetenek testi olan Raven Standard Ilerlemeli ‘Mafrisler Testi (RSIMT)'nin
klasik test kuramu ve Rasch modeli cercevesinde analiz edilerek, test
maddelerinin Rasch modeline uyumu ile test maddelerinin dzellikleri iki
kuram gergevesinde incelenmigtir. Bu aragtirmanin sonuglar, RSIMT nin
Rasch modeline uyumunun zayif oldugunu, verilerin normal dagildig ko-
sulda, uyumunun arttigini gostermigtir. Ayrica RSIMT maddelerinin iki
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kurama gore yapilan madde analizlerinde, maddelerin giigliik siralarmin
degismedigi bulunmus, bu sonug, Gelbal (1994)'in temel bulgusu ile para-
lellik gdstermektedir. Ayni aragtirmada, testin yapst ile ilgili olarak, test-
le dlgiilen ozelligin tekboyutlu olmas: ve maddelerin giigliik diizeylerine
gore kolaydan zora dizilme 6zelligi gosterdigine, iliskin iddialarin biiyiik
olgiide dogrulandift bulunmustur Kriter dayanikli testlerin gelistirilme-
sinde, Rasch Modeli ve yargici kararlar1 yaklagimiyla secilen maddelerin
farklilik gdsterip gdstermedigi ve bu iki yontemle gelistirilen testlerin ge-
gerlilik ve giivenirliliklerinin farkli olup olmadig1 incelenmistir. (Giiciim,
1990). Sonug olarak, Rasch Modeli ve yargic: kararlar1 yaklagimi arasin-
da, kriter dayanikli test maddeleri se¢iminde manidar bir fark gézlenme-
migtir. OSYM tarafindan yapilan OSS testleri, Rasch’a dayal: test esitle-
- me (test equating) yontemi, 2 PL ‘'model ve dogrusal “esitleme
. yontemleriyle esitlenerek, testler igin en uygun esitleme yénteminin bu-
lunmasini amaglamigtir. (Kelecioglu, 1994). Sonuglar, Tiirkge testleri igin
en uygun yontemin dogrusal esitleme; Sosyal Bilimler ve Matematik test-
leri testleri i¢in Rasch Modeli ile esitleme; Fen Bilimleri testleri igin de
esit ylizdelikli egitleme oldugu goriilmiigtiir. Ayrica Kaptan (1993) tara- -
findan yapilan aragtirmada bireysellestirilmis test uygulamas: (adaptive
testing) ile k&Zit-kalem test uygulamast gesitli sorular gergevesinde kargi-
lagtirilmigtir. Sonuglar, iki uygulama i¢in harcanan siirenin bireysellesti-
rilmis test uygulamasinda daha kisa oldugunu; iki uygulama yontemiyle
kestirilen yetenek diizeyleri arasinda manidar fark olmadigin gostermis-
tir, :

C. Ortiik Ozellikler Kurammin Uygulama Alanlari ve Smirlhlik-
lar1 - '

Ortiik Ozellikler Kuram tiiriinde bir kuram, ashinda egitimsel Slgme
tarihinin ilk dénemlerinde, 1930'larda 40'larda kabul edilmistir. O giinler-
de de yetenek ile maddeye verilen cevap arasmdaki iliski bir normal
ogive modeliyle daha iyi tanimlanabilecegi varsayilmgti. (Carroll, 1988).
Bu modelin dogurgulari, modelin gerektirdigi matematiksel kullanimlarin
geligtirilmesi yiiziinden, elde edilememistir. Ortiik Ozellikler Kuramima
- dayali caligmalarin egitimsel ve psikolojik 6l¢me islemlerinde, son yillar-
da giderek genigleyen uygulama alanlari vardir. Bunlardan bagilicalari,
“test esitleme (test equating), test (basar1 ve yetenek testlere) ve Slgek (ki-
silik ve tutum olgekleri) gelistirme, soru bankasi olusturma (item ban-
king), bireyselligtirilmis test hazirlama ve uygulama (tailored testing) ca-
higmalaridir. Her kuramda oldugu gibi, bu kuram ve buna dayali
modellerin de simrliliklar, giigliikleri ve sorunlu boyutlari vardir (Carro],
1988 s: 248-249; Hambleton, 1989). Bunlar sunlardr:

1. 1lki madde ve yetenek kestirimlerindeki sbrunlard1r. Klasik Maxi—
mum Likelihood iglemleri, genis veri gruplarin ve fazla hesaplama islem-
lerini gerektirir. Sonuglar bazen anlamsiz ve diisiik giivenirlilikte ¢ikabil-
mektedir.
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2. Ortiik Ozellikler Kuraminda kestirim islemleri, segilen modellere
gore yapilmaktadir. Segilen modeldeki parametre sayisi arttikga, kestirim
ve hesaplama giicliikleri, sorunlar1 dogmaktadir.

3. Diger bir sorun, tekboyutluluk varsayiminin akilci bir varsayim
gibi gorlinmemesindendir. Geleneksel olarak, boyut belirlemede faktor
analizi tekniklerinden yararlanilmaktadir. Ancak, 6zellikle 0-1'le puanla-
rinin maddelerde, atlanmig maddelerin bulunmasi analizde giigliik yaratir.

4. Bu klirama dayali uygulamalar pahalidir; 6zel bigisayar paket
programlarim ve bilgisayar kullanimini gerektirir. ‘

SONUC

Ortiik 6zellikler kuramina dayali 6lgme kuram ve uygulamalari, sayi-
lan siurliliklarina ragmen, temelinde Matematifin getirdifi kuramsal
zenginligi barindirdig1 igin gelismeye devam etmektedir. Bu gelismeler
gercevesinde, iilkemizde, bu kuramla yapilacak Psikometri ile ilgili ¢alig-
ma ve arastirmalarin, 6zellikle psikoloji ve egitim boyutunda hiz ve agir-
ik kazanmas! beklenmektedir.
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